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摘要(译)

一个用于计算一个放射性辐射源在一个坐标系统中的位置的系统，该系统包括：(a)一个放射性辐射探测器；(b)一个与该放射性辐
射探测器相连和/或与其通信的位置跟踪系统；和(c)一个数据处理器，被设计和配置成用来从该位置跟踪系统和放射性辐射探测器
接收数据输入，来计算放射性辐射源在一个坐标系统中的位置。
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